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Dotyczy: postępowania przetargowego na dostawę skaningowego mikroskopu 

elektronowego (SEM) typu desk-top z detektorem EDS. 

 

Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 6 oraz art. 286 ust.1 ustawy Prawo 

zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. 

zm.) przekazuje teść zapytań wraz z wyjaśnieniem oraz dokonuje zmiany treści 

Specyfikacji Warunków Zamówienia. 

 

Pytanie 1. 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na  dodanie w §7 ust 5 Projektowanych postanowień 

umowy następującego zapisu:  

„W przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy termin ten może 

zostać przedłużony o czas oczekiwania na części.” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający wyraża zgodę i dokonuje zmiany zapisu w Projektowanych 
postanowieniach umowy w paragrafie 7 ust. 5  - Załącznika nr 5  do SWZ  nadając mu 
brzmienie: 

„W okresie gwarancji Wykonawca ma obowiązek zrealizować naprawę lub 
wymianę nie później niż w okresie 2  tygodni od daty pisemnego zgłoszenia 
usterek. W przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy 
termin ten może zostać przedłużony o czas oczekiwania na części.” 

 
 
Uwaga! 
Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie staja się integralną częścią 
specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert .  
Pozostałe zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia nie ulegają zmianie.  


